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Technologie intelligent toegepast

Waarom software niet meer de bottleneck is




Onderwerpen cg NBG

8 Introductie NBG
Productontwikkelingsproces
® Hardware in the Loop (HIL)

®
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Worldwide Virtual Instrumentation Conference

NBG

® Ontwikkeling van hardware, embedded en PC-software voor industriéle en
medische toepassingen

LabVIEW

® Ontwerpen/programmeren van grote en complexe applicaties

% Testsystemen

® Ruime elektronica kennis VNATIONAI.

® Turnkey projecten ’ INSTRUMENTS
® Consultan Cy Certified Alliance Partner

&2 LahVIEW

Certified Developer




Productontwikkeling ¢% NBG
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Voordelen van HIL cg NBG

8 Simuleren van real-time condities

® Testen van extreme omstandigheden

® Testen zonder complexe hardware omgeving
% Beoordelen van alternatieve functionaliteit

® Fouten injecteren




Oorspronkelijke configuratie (SIL) «a:; NBG

Rose-RT
Layout (XML)
ComplleMwed to Win.

Testcase (XML)
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PXl + PC met Windows XP cg NBG

Device under
Windows PC PXI-chassis met I/O Development
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Nieuwe configuratie (HIL) cg NBG
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HIL/SIL testopstelling ¢% NBG
Besturingsbankopstelling Windows PC
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Layout van de complete machine Testscripts
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Simulatie architectuur

Host PC Test Data Management

and Post-Processing

Test Automation

User Interface Simulation Models I

Test Vectors Test Result
Parameter Yalues/Sets est hesults

Simulation Model
muiation Mo 31 ‘ ‘[Mudel Signals

Real-Time Target Sensor Simulation

Analog Out
Real-Time Test Sequencing Digital Out
CAN Out

Plant Model Custom HIl Out

Simulation Actuator Simulation

Analoq In
Digital In
Test Data Logging CAH In
Custom HIL In

Control Unit
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PXI Controller met FPGA <§ NBG

Emulator Device under
Development
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PXIl-chassis met RT-Controller
en FPGA
LabVIEW (RT)




